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USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIOW

Kierunek studiow

AUTOMATYKA | ROBOTYKA

Poziom ksztatcenia

| stopien

Profil studiow

Ogélnoakademicki

Forma i tryb prowadzenia studiow

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Zakres

Automatyka maszyn i proceséw

Jednostka prowadzgca przedmiot

Katedra Mechatroniki i Uzbrojenia
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dr inz. Konrad Stefanski
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU

Przynalezno$¢ do grupy/bloku przedmiotéw Przedmiot specjalnosciowy
Status przedmiotu Obowiazkowy
Jezyk prowadzenia zaje¢ Polski
Usytuowanie w planie | studia stacjonarne 6
studiéw - semestr . .
studia niestacjonarne |6
Wymagania wstepne
Egzamin (TAK/NIE) Nie
Liczba punktéw ECTS 3
Forma prowadzenia zajeé wykiad ¢éwiczenia | laboratorium | projekt inne
studia
Liczba godzin | stacjonarne: 15 30
w semestrze studia
: . . 9 18
niestacjonarne:
- ‘ ; Projekt ,,Dostosowanie ksztatcenia w Politechnice .
ﬁ Politechnika Swigtokrzyska Swietokrzyskiej do potrzeb wspdiczesnej gospodarki” WMiM :J\éyuddz(ﬂ;\.’l rag;i:,? niki

Kielce University of Technology
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EFEKTY UCZENIA SIE

Kategoria

Odniesienie do
Efekty ksztalcenia efektow
kierunkowych

Symbol
efektu

Wiedza

Ma wiedze na temat wiasciwosci przetwornikéw
pomiarowych i wielkosci fizycznych, ktérych pomiaréw
W01 |dokonuje sie w automatyce maszyn; dysponuje AiR1_WO05
podstawowg wiedzg na temat sposoboéw wykonywania
pomiarow w automatyce maszyn.

Dysponuje wiedzg na temat czujnikow i uktadow
pomiarowych predkosci liniowej i katowej, pomiaru
temperatur, czujnikédw hallotronowych oraz uktadéw do
pomiaréw natezenia pola magnetycznego, a takze filtrow
dolnoprzepustowych, goérnoprzepustowych,
pasmowoprzepustowych, pasmowozaporowych.

wo2 AiR1_WO06

Umiejetnosci

Potrafi wykorzystujgc wybrane metody catkowania
i rozniczkowania  cyfrowego  przedstawi¢  analizy
sygnatdw i sygnatdw cigglych oraz dyskretnych za
pomocg symulacji cyfrowych.

uo1 AiR1_U01

Potrafi wyznaczy¢ i zidentyfikowaé podstawowe techniki

uo2 . .
pomiarowe wystepujgce w automatyce maszyn.

AiR1_UO6

Potrafi wykonywaé podstawowe pomiary wielkosci

uos fizycznych.

AIR1_U05

Kompetencje
spoteczne

Rozumie potrzebe doksztatcania sie i podnoszenia
swoich  kompetencji zawodowych w  zakresie
projektowania i badan zwigzanych z pomiarami
dokonywanymi w automatyce maszyn.

KO1 AIR1_KO1

K02 Ma swiadomos¢ pracowania w zespole. AiR1_K04

TRESCI PROGRAMOWE

Forma
zajec

Tresci programowe

wykfad

Zapoznanie stuchaczy z nastepujacg tematyka: definicje i pojecia podstawowe;
charakterystyka wiasciwosci przetwornikéw pomiarowych i wielko$ci fizycznych,
ktérych pomiaréw dokonuje sie w automatyce maszyn; filtry aktywne — charakterystyka
0golna; filtry dolnoprzepustowe, gérnoprzepustowe, pasmowoprzepustowe, pasmowo
zaporowe; sposoby wykonywania pomiaréw w automatyce maszyn; pomiary
przemieszczen liniowych i katowych; tensometryczne czujniki i uktady do pomiaru
momentoéw, sit i cisnien; czujniki piezoelektryczne; czujniki i uktady do pomiaru
temperatur; czujniki hallotronowe; pomiary natezenia pola magnetycznego i
elektrycznego.

Projekt ,,Dostosowanie ksztatcenia w Politechnice Wydziat Mechatroniki
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laboratorium

W  ramach laboratorium przewidziane jest zrealizowanie ¢wiczeh dotyczacych
nastepujgcej tematyki: wybrane metody catkowania i rézniczkowania numerycznego;
analiza sygnatéw i systemow ciggtych (transformata Laplace'a) w pakiecie Matlab;
analiza sygnatéw i systemoéw dyskretnych (transformata Z) w pakiecie Matlab; analiza
sygnatdw w dziedzinie czestotliwosci (transformata Fouriera) w pakiecie Matlab;
wybrane algorytmy filtracji sygnatéw pomiarowych; podfgczanie i uruchamianie
czujnikébw pomiarowych z wyjsciem analogowym; podigczanie i uruchamianie
czujnikéw pomiarowych z wyjsciem cyfrowym.

METODY WERYFIKACJI EFEKTOW UCZENIA SIE

Metody sprawdzania efektow ksztatcenia
Symbol
efektu Egzamin Egzamln Kolokwium Projekt Sprawozdanie Inne
ustny pisemny
W01 X
w02 X
uo1 X
uo2 X X
uo3 X
K01 X
K02 X

FORMA | WARUNKI ZALICZENIA

Forma . . . . .
. . Forma zaliczenia Warunki zaliczenia
zajec
. . Pozytywne zaliczenie koricowego kolokwium — uzyskanie
wykfad zaliczenie z oceng

co najmniej 50% punktow.

laboratorium

Uzyskanie co najmniej 50% punktéow z kazdego
kolokwium sprawdzajgcego. Uzyskanie pozytywnych ocen
ze wszystkich sprawozdan.

zaliczenie z oceng

Politechnika Swietokrzyska
Kielce University of Technology

Projekt ,,Dostosowanie ksztatcenia w Politechnice
Swietokrzyskiej do potrzeb wspdiczesnej gospodarki”
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NAKLAD PRACY STUDENTA

_ Polska

Bilans punktow ECTS
Obciazenie studenta Jeﬂ('rs
Lp. Rodzaj aktywnosci studia studia
stacjonarne niestacjonarne
1 Udziat w zajeciach zgodnie z planem wic|L|P|S|W|C|L|P]|S h
" | studiow 15 30 9 18
2. | Inne (konsultacje, egzamin) 2 2 2 2 h
Razem przy bezposrednim udziale
& nauczyciela akademickiego 49 31 0
Liczba punktow ECTS, ktéra student
4. | uzyskuje przy bezposrednim udziale 1,96 1,24 ECTS
nauczyciela akademickiego
Liczba godzin samodzielnej pracy
S studenta 26 44 h
Liczba punktow ECTS, ktérg student
6. | uzyskuje w ramach samodzielnej 1,04 1,76 ECTS
pracy
Naktad pracy zwigzany z zajeciami
s o charakterze praktycznym 30 30 0
Liczba punktow ECTS, ktdra student
8. | uzyskujew ramach zaje¢ o 2 2 ECTS
charakterze praktycznym
Sumaryczne obciagzenie praca
S studenta 75 75 h
10. Punkty ECTS za n'mdu'l N 3 ECTS
1 punkt ECTS=25 godzin obcigzenia studenta
LITERATURA
1 lzydorczyk J., Konopacki J.: Filtry analogowe i cyfrowe, Wydawnictwo Pracowni
Komputerowej Jacka Skalmierskiego, Katowice 2003.
2 Mitek M.: Metrologia elektryczna wielkosci nieelektrycznych, Oficyna wydawnicza
Uniwersytetu Zielonogérskiego, Zielona Goéra 2006.
3 Gajek A., Juda Z.: Czujniki, WKit, Warszawa 20009.
4 Chwaleba A., Czajewski J.: Przetworniki pomiarowe wielkosci fizycznych, Oficyna
Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1993.
5 Gawedzki W.: Pomiary elektryczne wielkosci nieelektrycznych, Oficyna

Wydawnicza AGH, Krakéw 2010.
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